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摘要(译)

当超声波探头中的超声波发射表面旋转时，产生单元以多个角度产生多个超声波横截面图像。当满足预定条件时，再生单元保存关
于超声波发射表面的角度的信息，并且将超声波发射表面从与保存的角度信息不同的超声波发射表面的角度旋转到基于保存的角
度。角度信息。
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